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Abstrakt: Cilem prace je studium moznosti vytvafeni mikro- a nano struktur pomoci
AFM mikroskopu v riuznych materidlech. Mikroskopické techniky zalozené na skeno-
vani povrchu vzorku pomoci sondy (hrotu), detekujici atomérni sily mezi vzorkem
a sondou, lze vyuzit nejenom pro detekci, ale také pro modifikaci vlastnosti povrchu
vzorku. Touto technikou lze realizovat elementy s nanometrovymi detaily, resp. je
mozné provadét mikro- a nanomanipulace s riznymi objekty. Vytvorené elementy je
mozné diagnostikovat budto opét pouzitim AFM mikroskopie, anebo dal§imi tech-
nikami jako jsou elektronova mikroskopie, atd. Naplni prace bude reserse moznosti
nanolitografie pomoci AFM a experimentalni realizace struktur na mikroskopu Park
XE-100.
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